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Priloha je neoddelitelnou sticastou
uvedeného osvedcenia

Oddelenie merania, kaljbra’tcii a skasok (MKS)
Priemyselna 12, 965 63 Ziar nad Hronom

Laboratérium s fixnym rozsahom akreditacie

Specifikdcia ¢innosti kalibracie.

= Sy Zavedené metédy
= Druh me‘radla, : Rozsirena O
k= meracieho Meraci rozsah neistota U Drub/Princi Oznadeni Specifikicie
< prostriedku (k=2) bt EUSEER P
1 | CA2-G00 - Tlak a vakuum
Podtlak
(-90 a7 0) kPa 0,29 kPa EN 837- 1
Deformaéné tlakomery; EN 837-3
¢islicove tlakomery, tlaku Peellid Priame
L A M (0 a2 7) kPa 0,005 kPa :
kalibratory tlaku; (7 a2 70) kPa 0.05 kP porlow}ame S
Meracie retazce tlaku; o ’ a udajom
i (0 az 140) kPa 0,17 kPa - .
tlakové snimace; etalonoveho
? (140 az 70 000) kPa 0,12 % MH tlakomeru pri
; g zatazeni
(Podtlakové, pretlakove, | sposiitny tlak e EA-10/17
absolttne) 60 a3 K 29 kP rovnakym
(60 bz 110) kPa 0,29 kPa tlakom; Kalibracia
(10 aZ 500) kPa 0,5 kPa0 Priatiie (PI-MKS-030) |  laboratériu
(500 az 70 000) kPa 0,1k Pa+0,13 % MH porovnanie s a/alebo na
1.1 udajom mieste;
Podtlak etalonového médium
(-90 a7 0) kPa 0.3 kPa tlakomeru klvabpa]ilna
alebo plyn
(prostrednictvo
Pretlak
. , (0 az 7y kPa 0,008 kPa L
Metacie prevndaiky taku (7 a2 70) kPa 0,08 kPa dislicového | A _10/17
(Podtlakové, pretlakové (Taz 140 ek 2L ks multlme'tra)' P
o » P ’ (140 az 70 000) kPa 0,14 % MH zatazen (PI-MKS-030)
absolitne) rovnakym
Absolutny tlak tlakom
(60 az 110) kPa 0,3 kPa
(10 az 500) kPa 0,6 kPa
(500 az 70 000) kPa 0,1kPa +0,14 % MH
POZNAMKY:
MH — merana hodnota
2 | CA2-100 - TEPLOTA
(40 a7 50) °C 0,16 °C Ralipoaria
(-30 a2 50) °C 0,16 °C I coinel 7ooNh A
Odporové a polovodidové (50 a7 140) °C 0,576 italéno > | STN BN60751 |3
2.1 | snimace teploty s alebo bez (140 az 250) °C 0,18°C e [()mcr\(,)ym Y STNEN 62460 17 jatoratigiih
prevodnika (250 az 350) °C 0,19 °C ‘iepemom (PLMKS-001) o =) T8 BZ
7 450) ° 0,20 °C & (- T T s <y
823 > ‘5‘283 g 0.21 °C zarident; \C ]y miesiss 4
(550 a2 650) °C 149¢
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Priloha je neoddelitelnou sucastou
uvedeného osvedcéenia

Zavedené metody
2 Druh meradla, Rozsirens
N Ostatné
=) meracieho Meraci rozsah neistota U B i $pecifikici
s prostriedku (=2) Druh/Princip Oznadenie Speci cie
(-40 a7 20) °C 0,18 °C Kelibiscia ia
mieste
(-30 az20)°C 0,18 °C
(20 az 50) °C 0,19°C
(50 az 100) °C 0,21 °C
(100 az 150) °C 0.23%
(150 a7 200) °C 0,25°C
(200 az 250) °C 027°€C Priame
Termoelektrické snimace (250 az 350) oC 0,30 DC pofovnanie’s STN EN 60584 | Kalibracia v
24 teploty (33082 450) °'C 0,34 °C etalénovym | (PI-MKS-001} | Ilaboratériu
s alebo bez prevodnika (450 az 550) °C (.38 G teplomerom a/alebo na
(550 az 650) °C 1,.4°C ;
(650 aZ 800) °C 1,5 °C mjests
(800 az 900) °C 1,6 °C
(900 az 1 000) °C 1,8°C
(1 000 az 1 050) °C 1,9°C
(1050az1100)°C 2,0°C
(1100 az 1 150) °C 2,3°C
(1 150 az 1 200) °C 2.5°C
(-40 az 50) °C 0,15°C Kalibracia na
(50 az 250) °C 0,25°C mieste
(-30 az 50) °C 0,15°C
(50 az 100) °C 0,16 °C
(100 az 200) °C 0,179¢ STN EN 60751
(200 az 350) °C 0,18°C _ STN EN 60584
(350 az 450) °C 0,19 °C Priame . CQI-9
Tegloniery Sniikass (450 az 500) °C 0,20 °C porcl)vname s CSN ]1(8 0005
. % 0 0 etalénovym P
43 M‘?trjc'etmt]‘afc? t}fplmﬁ (00223307 vare teplomer\;ym v | 252/01/08N | Kalibriciav
it s (550 az 650) °C 13% tepelnom CMS, 2008, laboratGriu
zariadeni; Méfici fetézce a/alebo na
(650 az 850) °C 1,5 °C komor mieste
(850 a2 950) °C 1,6°C (PI-MKS-001)
(950 az 1 000) °C 1.8°C
(1 000 az 1 050) °C 19°C
(1050az1 100) °C 2,0°C
(1100 az 1 150) °C 22°%C
(1150 az 1 200) °C 24°C
Priame
Sklenené teplomery (-20 az 50)°C 0,16 °C . -y
(dielik € 0,1 °C) (50 az 140) °C 9,17%0 PoraiEIS Knlibedeine
24 140 az 200) °C 0.18 °C etalonovym STN 99 3141 laboratoriu
’ Siklenens tegilomiery (haDLa&200) ’ ’ teplomerom v (PI-MKS-001) a/alebo na
P o . o 0 tepelnom mieste
(dielik =0, 1 °C) (-20 az 200) °C 0,45°C e
(-20 az 0) °C 2.1°C
(0 az 200) °C 3 12E "
ok et (200 az 300) °C Tl e
e e (300 a2 400) °C 217 Porovrianie 32.3/0)/0Gw0" | Ralibicia v
meracle st anecleploty (400 az 500) °C 23°C s modelmi ; laboratoriu
2.5 vritane teplotnych sond; S " o o CMg2elo L2 "\
T (500 az 600) °C gy A ¢ierneho telesa i a/alebo fia
Bezdotykové snimace teploty . o > Bezdotykové
. (600 az 700) °C 32°€ /teplomerom frer
s alebo bez prevodnika g & g teplemeéry | ‘
(700 az 800) °C 3.8°C (PI-MKS-001), ] F
(800 az 900) °C 4,0°C \ S
(900 az 1 000) °C 4,2°C WY % f(."
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Priloha k rozhodnutiu ¢. 140/6664/2017/1 a k Osvedéeniu o akreditacii ¢, K-058 zo diia 31.01.2017
Priloha je neoddelitelnou sucastou
uvedeného osvedcenia

% Bk 7 Wiy Zavedené metddy
; ruh meradla, ) ozirend Ostatné
n-% [)T:x"i:i‘:il;(ou Meraci ropieh neat:;s)l 4 Druhb/Princip Oznadenie Specifikacie
Termocélank =50 °C<r<0°C 3,1 °¢
y 0°C<<250°C 2.4°C
250 °C< 1 <1400°C 1,7°C
Typ S 1400 °C< <1 767 °C 2.3 °C.
=210 °C< 1 <-100 °C 1,1 °C Kalibracia
Typ -100 °C< ¢ <150 °C 0,58 °C meradiel,
'Vyhodnocovaci b Jal” Coipeint 08 L Kalibracia e
yhot e 700 °C< ¢ <1 200 °C 0,81 °C - refazcov
e -200 °C< 1 <100 °C 1,2°C e v stilom
élzin?(rfr)r\'f(;ni TypK -100 °C< 1 <480 °C 0,69 °C teni]s)];:?é:ifvjic laboratériu
odpoED 480 °C< ¢ <1 000 °C 0,81 °C hiodpbeoigch a/alf:bo na
e 1 000°C<r<1372°C 0,93 °C snitpasovteploty mieste
=200 °C £t <-100 °C 1,4°C (kalibruje sa
e -100°C <1 <0°C 0,81 °C STN El\]’ 60584- | b elektricks
yp 0°C < 1< 580 °C 0,69 °C Zast)
580 °C <1< 1 300 °C 0,93 °C il s
2.6 Oaparove . STN ENU 62460
<nfmale -200°C <r<850°C 0,12 °C KP CMS
PL100 -200°C €1 <850 °C 0,35°C 2.5.2/02/12/N
(PI-MKS-031)
Termo-
&lanky " 5 (0,04 % MH + 0,007 %
(-200 az +1 372) °C MR) Priame
TypK porovnanie s Kalibracia
Simulatory . 8 (0,035 % MH + 0,006 etalonovym v laboratdriu
termoélankovyc Typd (210 aa L2000 % MR) multimetrom, a/alebo na
h a odporovych e & (0,04 % MH + 0,006 % | kalibratorom, mieste
snimacov Tgp Sl et MR) voltmetrom, (kalibruje sa
teploty o s o 0,023 % MH + 0,017 ohmmetrom, iba elektricka
TypS <0 8 TRk ( % MR) elektronickym Cast’ pristroja)
(-200 az -100) °C 0,023 °C teplomerom
Odporové (-100 az +500) °C 0,012 °C
snimage (+500 a2 +670) °C 0,023 °C
POZNAMKY:
MH — merana hodnota
MR — meraci rozsah
3 | C2-600 — Jednosmerné a nizkofrekvencné veliciny
0,0l mVaz20mV | 0,012mV + 0,035 %
MH Kalibracia
20mV az200m Vv 0,017 mV + 0,012 % .
MH _ merad{el,
200mV az2 V 0,000 02 V + 0,003 5 % Priame peEiRB
. i porovnanie meracich
3.1 Meradid jodnosmemaio TAH s etalonovym ret'azcov
: napdtia 2Vaz20V 0,000 12 V + 0,003 5 % kalibratorom N sté]om’
MH e STNIEC 51-1 taborats
20V az240 V 0,001 2 V + 0,003 5 % Hlapaia STNIEC51-9 | 217000
MH STN IEC 51-2 ki
240V az 1 000V 0,058 V+ 0,005 8 % STN IEC 51-7
MH EN 60 770-1
STN 18 0005
TPM 2111-99
EA-10/15
0,04 mV az 100 mV | 0,004 mV + 0,005 8 % KP CMS
MH Priame 2.5.2/02/12/N__
0,1VazlV 0,000 008 V +0,004 6 %|  pordvnanie (PI-MKS=030) A Argeibracia
Kalibratory a zdroje M sietalang vl [l v labotatoriu
3.2 : 5 o 1Vazl0Vv 0,000 06 V + 0,004 % multimetrom b L g b
jednosmerného napitia MH o 3 Y aﬁ?h‘:bogna
10Vaz100V | 0,0007V+0,0052% | kKalibratorom ' = PR
MH napitia 3 ~/ |
100 Vaz 1000V [0,012V+0,0052 % MH \ 4 -/
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Priloha je neoddelitelnou sucastou
uvedeného osvedcenia

Zavedené metddy
Druh meradla, RozSirena
'E meracieho Meraci rozsah neistota U/ 5 Ostgtné
® prostriedku (k=2) Druh/Princip Oznadenie pecifikdcie
1 mV az 20 mV 0,035 mV + 0,23 % MH
20mV az200mV | 0,093 mV + 0,12 % MH
200mV az2V 0,000 07 V + 0,029 % .
20 Hz- 10 MH Kam’;?“;a
v . meradie!
= e + 0, ?
_ kHz 2Vaz20V 0,000 7 \3[41-10’029 %o pol:gj:laiie STN IEC 51-1 .
34 | striedavého 20V a2 240 V 0,14V +0,020%MH | s etalénovym gg }Eg g:g re"";‘?]"""’
napitia 240Vaz1000V | 023V+0035%MH | kalibrétorom | cooi2cT | ‘LS at","?
ImVaz20mV | 0,046 mV +0,23 % MH pridu et | o
20mV az200m V 0,14 mV + 0,17 % MH .
10 kHz -50 200 mV a3 2 V 0.000 23 V + 0.06 % STN 18 0005 mieste
kHz * W # TPM 2111-99
2Vaz20V 0,007 V + 0,06 % MH %?ﬁg
10 Hz — 20 (0,05 az 100) mV 0,046 mV + 0,07 % MH poi;ls:;iie 2.5.2/02/12/N
Balibtony KEl2 (1 a2750) V Ges VD M | semawe | T Sreel) | Kalibecie
34 a zdroje ., v laboratoriu
: striedavého meranie o a/alebo na
napiitia 20Hz-10 240V az 1000 V 0,27 V + 0,040 % MH S mieste
KH kalibratorom
£ napiétia
(0,025 az 200) pA 0,023 pA + 0,058 % MH Kalibracia
200 pA az 2 mA 0,000 12 mA + 0,023 % .
MH meradllel,
2mAaz20mA | 0,000 7 mA + 0,012 % Priame pregadllay
. meracich
Meradla Mk poronabie retazcov
35 : ; . 20 mA az 200 mA 0,007 mA + 0,012 % s etaldnovym e
jednosmerného pridu o v stalom
MH kalibratorom laBoraidi
200 mA az2 A 0,000 12 A + 0,017 % pridu LU
MH a/a]c_:bo na
2Aa220 A 0,002 3 A+ 0,023 % IEE
MH
(0 az 10) mA 0,002 3 mA + 0,058 %
MH
(10 az 100) mA 0,005 8 mA + 0,058 % Priame
MH porovnanie s STN IEC 51-1 Kalibracia
16 Kalibratory a zdroje (0,1az1)A 0,000 12 A+0,12 % etalénovym STNIEC 51-9 | v laboratoriu
’ jednosmerného prudu 5 MH multimetrom, STN IEC 51-2 a/alebo na
(laz3)A 0,0007 A+0,14 % MH kalib,rétorom, STN IEC 51-7 mieste
0,0027 A+00279 | °mpermesom | EN 607701
(0az20) A | MH STN 18 0005
TPM 2111-99
(0,1 a2200) pA | 0,023 pA +0,17 % MH '}5:]';'%%155
200 pA az2mA 0,000 23 mA + 0,08 % Kalibracia
2.5.2/02/12/N .
MH PLMKS-031 meradiel,
Meradlé 2 mA az 20 mA 0,001 2 mA + 0,057 % Priame (PI- -031) meracich
37 trie(iieréio 20Hz- 10 MH porovnanie retazcov,
’ 3 A kHz 20 mA az 200 mA 0,012 mA + 0,057 % s etalénovym v stalom
P MH kalibratorom laboratériu
200mAaz2 A 0,000 12 A + 0,057 % a/alebo na
MH mieste
2Aa720A 0,007 A+ 0,12 % MH
(0,0005az 1) A 0,00047 A+0,12% 2L
]OS;_S MH Priame Loy
. £ (1a23)A 0,0021 A+0,18%MH| porovnanie K al Ekia
ey s etalonovym g | l &
3.8 a zdroje rultismotror = e aboratopu
' striedavého 20 Hz - 10 alehis a/alebo nih
; - 5 0 ) : i
pradu KHz (0,008 az 20) A 0,008 A + 0,14 % MH bt mles;t?.<
prﬁdu 'v,,‘ ‘
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Priloha k rozhodnutiu ¢. 140/6664/2017/1 a k Osvedéeniu o akreditacii ¢. K-058 zo diia 31.01.2017
Priloha je neoddelitelnou sucastou
uvedeného osvedcenia

Zavedené metédy
Druh meradla, Rozgirend
™ , Ostatné
=] meracieho Meraci rozsah neistota U/ e p Specifikéci
S prostriedku (k=2) Druh/Princip Oznadenie pec cie
12mQ az 1000 0,035% MH+ 12m Q
(100 az 400) © 0,018 % MH Kalibracia
(0,4 az 2) kQ 0,018 % MH Priame meradiel,
(2 az 10) kQ 0,018 % MH ST meracich
39 Meradla (10 az 40) kQ 0,018 % MH pt { i S ret'azcov,
: Elektrického odporu (40 a2 200) kQ 0,018 % MH o ftdion v stilom
N n alibratorom, STN IEC 51-1 v
(0,2 a7 1) MQ2 0,58 % MH laborat6riu
% s odporom STN IEC 51-9
(1 az 4) MQ 0,12 % MH STN IEC 51-6 a/alebo na
(4 az 20) MQ 0,23 % MH STN [EC 5]'7 mieste
(20 a7 50) MQ 0,58 % MH EN 60 770_'1
(0,004 7az 100) Q10,0047 Q+ 0,012 % MH STN 18 0005
x> 0, \.
(0,1 az 1) kQ 0,000 01211\c4§121+ 0,012 % CSN 35 6405
Priame EA-10/15
= 0 o
(Faz10) ke 0,000 12 kl\f[!HJ' 0.012% | orovnanie KP CMS Kalibrticia
5 : = 3 s etalonovym 2.5.2/02/12/N v stalom
3.10 Elektricky (‘)iiigg; a odporové (10 az 100) kQ2 0,001 2 kﬁ l—: 0,012 % ultimetrom (PI-MKS-031) laboratériu
(0,1 az)MQ {0,000 012 MQ + 0,012 % e aalchona
MH s kalibratorom mieste
(1a210)MQ | 0,000 12 MQ + 0,047 % adpors
MH
(10 az 100) MQ 0,012 MQ + 0,093 % MH
POZNAMKY:
MH — merana hodnota
4 [ CA2-500 - Rozmerové veliciny / meradld
Posuvné meradla: do 2 000/0,1 mm 41+ 1-Ly pm .
do 2 000/0,05 mm (20 + 2-Ly pm Porovnavacia CSN EN ISO
Posuvné meradla Posuvné do 2 000/0,02 mm (12+ 2-L) pm metdda, _ 13385-1
hlbkomery do 2 000/0,01 mm (13+ 1:L) pm pomocou CSN EN ISO w2
; Kalibracia
koncovych 13385-2 v laboratériu
4.1 do 600/0,1 mm (41 + 1-L) pm mierok CSN EN ISO TG
do 600/0,05 mm 20+ 2-L) pm rovnobeznych 13225 stitents
Posuvné vyskomery do 600/0,02 mm (12+ 2:L) pm alebo KP/ KZ SR
do 600/0,01 mm (13+ 1'L) pm kontrolnych Posuvné
do 600/0,001mm (0,9 + 1-L) um krazkov meritka, 2009
(PI-MKS-017)
Porovnavacia CSN EN [SO
Mikrometrické s ong L o (2= ol i metdda, 3611 Y
. do 500/0,005 mm (0,9+2,1-L) pm Kalibracia
meradla: pomocou KP/KZ SR e
4.2 SO do 500/0,002 mm (0,8 +2,1-L) pm : z v laboratdriu
Strmefioveé mikrometre, do 500/0.001 mm (0.8 +2.3:-L) pm koncovych Mikrometre, alelabey i
Hibkamery (0 a2 50)/0,000 1 mm (0,62 + 1-L) :le Bicrok 2402 mieste
’ ’ rovnobeznych | (PI-MKS-016)
do 200/0,01 mm (1,5+2-L) um
Pasametre a do 200/0,005 mm (1+1,6-L) ym
mikropasametre do 200/0,002 mm (0,7+ 1,60-L) pm
do 200/0,001 mm 0,7+ 1,60/L) pm 3
Hrtbk do 200 mm: T —— CSN EN ISO
it ot 0,1 mm (15+ 3-L) um B e 3611
3“:,‘3“2“ e 0,05 mm (10 + 3-L) pm “;;gczu KP/KZ SR Kalibracia
43 OO((:i }t'l'ltl){merom, (0,01 az 0,02) mm (2,8 +3-L) um kI:Jnco o Pasametre a v laboratoriu
IR (0,001 az 0,005) mm (1+1,6:L)y um covY mikropasametre,
§ meracimi ramenami pre (0,000 1 a2 0,000 5 (0,4 +3:L) pm mierok 2003
vonkajsie rozmery ’ o, ’ ? rovnobeznych (PI-MKS-012)
do 500 mm: ,
Strmefiové kalibre (0,005 az 0,010y mm (2,0+0,6:L) pm iy .0 3
s éiselnikovym (0,000 05 az 0,002) (1,6 + 0,4-L) pm
odchylkomerom mm : ;
KP/IKZ SR =/}~
Mikrometrické odpichy pevné| 4030 ™™ L Priame merente | MURMERE Mgy, Lol
44 a skladacie, nastavovacie i APk odpfc_lay pevhé 4 Tabodhi
mierky k mikrometrom (50 a 500) mm (1,6+22:L) pm Yo la skladacie, 2009, " 7
P sl B (PI-MKS-013)" :
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Priloha k rozhodnutiu ¢. 140/6664/2017/1 a k Osvedéeniu o akreditacii ¢. K-058 zo diia 31.01.2017
Priloha je neoddelitelnou sucastou

uvedeného osvedcenia

Medzné hladké kalibre,
4.7 val&ekové a strmefiove,
kontrolné krazky a valéeky

strmefiové kalibre:
do 500 mm

kontrolné krazky:
do 300 mm

(1,2+4,6:L) um

Zavedené metody
i3 Druh meradla, Rozgirens
= Ostatné
=) meracieho Meraci rozsah neistota U Druh/Princi Oiiatiite $pecifikdcie
£ prostriedku (k=2) ™ ncip P
Mikrometrické dvojdotykove (3 az 20) mm 1,7 um Priame meranie KP /KZ SR
dutinomery (20 az 350) mm (1,6 +2,8-L) um ‘s Mikrometrické
na dlzkomery it
_ st utinomery,
(14,5 az 500) mm:; (1,6 + 2,9-L) um Porovndvacia 1998
4.5 . P (0,001) mm 5 KP/KZ SR Kalibracia
Dvojdotykové dutinomery metdda : : L
dehvlk SMocou Dvojdotykové v laboratériu
P IR Cuetn (14,5 a% 500) mm; (2,6 + 2.4:L) pm g dutinomery,
kontrolnych
(0,01) mm kbt 1999
(PI-MKS-015)
CSN EN ISO
SE (0 a7 150) mm . 463
dC1ls]e,llnk1kove CSN EN ISO
Wi Jomouiss’ A 0,002 mm a 0,001 (138 +0,9-L) um 9493
Digitalno-elektronické SN EN ISO
odchylkomery S
0,01 mm (1.8+2:L) um 13102
4.6 Priame meranie KP!KZ S,R 20,1 ! Kalibracia
na dizkome Liselnikove v laboratdriu
(0 az 1,6) mm ' i odchylkomery,
KP/KZ SR 1999
Ciselnikové 0,001 mm 1,4 um Packové
odchylkomery (packovy typ) 0,01 mm 2 um diselnikové
0,02 mm 2,8 um odchylkomery,
(PI-MKS-020)
valéekové kalibre:
do 300 mm (£4+1,1-L) pm KP/KZ SR
Medzné hladké

Priame meranie
na dlzkomery

kalibre, 2013 Kalibrécia

EN2028612 | ¥ laborat6riu

STN 25 3102

(PI-MKS-0138)

Priame meranie

W na diikomery CMS (9.1) e S
Meraiedroulyua (0,17 a2 20) mm (0,62 + 1-L) pm a/alebo Misich doktley, | Ieaitoricia
4.8 kontrolu zavitov . v laboratoriu
mikrometrom, 2011
pasametrom (PI-MKS-007)
Priame meranie | KP1.1.6/01/12/N

KP1.1.6/03/11/N

(6 az 250) mm 2,5+ 0,5-L) pm @ diikomery EMS
Zavitovy kalibr
(tmn), 2012
49 Zavitové kalibre pre KP1.1.6/04/07/N Kalibracia
’ vnutorny zavit (tfne) 6 a% 75) mm 37 um Priame meranie CMS v laboratoriu
(e s mikrometrom Zavitovy
timenovy kalibr,
2007
(PI-MKS-023)
; ; KP
Priame meranie
Listkové Skaromery; na diikomery L LEHOLLN Kalibracia
L Kalibraéné folie (0.01:32 2.0y mmm (25105 ) a/alebo CSMéSrO[;:l?ﬁ(ove v laboratoriu
k hrubkomerom mikrometrom P 2011 ¥
(P1-MKS-021) [
Porovnavacia CSNEN IS0~
metdda [/ 3650 s | A\
Koncové mierky . i pomocou KP/KZ $SR= ‘I Kalibracia
4.11 rovnobend (100 az 500) mm (0,4 +4,0-L) pm koidaniah || Koncové |y laboratofiu
mierok mierky, 2007 |~ ¥l
rovnobeznych (PIAMKS-Q_! N b
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Zavedené metody
2 Druh meradla, RozSirend
N ; . i Ostatné
= meracieho Meraci rozsah neistota U/ Druh/Princi Omatent Specifikécie
= prostriedku (k=2) Eol Lreip Znycenie P
o n a Prignie s chiyhie .| KPLLI30OY
Ciarkové miery do2m Porovnavacia %
Miery pevné a ohybné (24 + 24-L) pm metoda O
ot 0 2m Meéritka, 2007 Kalibracia
. . Ve pomoco KP 1.1.1/14/07 | v laboratoriu
4.12 | Zvinovacie metre, meracské | skladacie pevného x
2 S N CMS alebo na
pasma do 5m (120 + 15-L) pm ocelového MeFické pasmo srieste
do 10 m (100 + 17-L) pm ¢iarkového 200}?;, :
do 20 m (26:L) pm meradla PI-MKS-019
do 30 m (29-L) pm (PI- i
STN EN ISO
1101
£1.18:1
(2,3,9.10,11)
CSN 74 4505
7.3-7.5 Kalibracia
Kontrolné dosky doslf.y 0.3 x2)m (84l Porovnavacia, KP KZ SR v laboratoriu,
4.13 ; pravitka do 400 mm 4.9 pm ; : )
Pravitka itka do 500 73 um krokova metoda | Kontrolne platne | platne aj na
i s KP 1.1.4/05/13 mieste
cus
PRIMERNE
DESKY kap. 9.2
2013
(PI -MKS-010)
Uhl heinicks Dielik 1'a 2 1,2 Porovnavacia | KP1.2.2/01/12/N
TV i Dielik 5’ 2,9’ metéda CMS Uhlomér, | Kalibracia
. SHE :a gz)gol ALLE Dielik 10" 58 pomocou 2012 v laboratoriu
% Dielik 1° 12! uhlovych mierok | (PI-MKS-009)
KP
1;2' 1/02/11/N
CMS Uhelnik
Uholniky ploché, valcove, Meranie 90°, 2011 Kalibracia
4,15 nozove, do 400 mm (6,2 + 3-L) um kalibraénym KP 1.2.1/01/13 e
oy L ; ; = v laboratériu
PriloZné; zariadenim CMS
Nozovy uhelnik
pro 90°, 2013
(PI-MKS-008)
POZNAMKY:
L—dizkavm
5 | CA2-B00 — Vihkost’
(5a295) % RV KP
7.2.1/03/09/N
Dielik 1 % 5% RV CMS Cislicovy
Vihk . Dielik 2 % 5% RV vlhkomér 2009
Meraci ret’(;mir{"lhkosti Analogoveé Lielikes e U Porovnanie / e Kalibrasia
S iiopndec nalogoOvY Dpielik 10 8 % RV ; 2.5.2/01/08/N | v laboratériu
5 vratane sond; meranie s i
P : % : Méfici a alebo na
Snimace vlhkosti etalonom lagni Fetd .
5 dlebo bew presodiiiks reguladni fetézce mieste
L Disitiine | Diclik 0.1 4,1%RV teplotnich a
PRIEEES o klimatickych
Dielik 1 % 5% RV komor 2008
(PI-MKS-033)
POZNAMKY:
RV — relativna vihkosr
6 | CA2-800 - Prietok LA A T
vzduch, dusik A STNENT4154, . "51“,;1..; ;
Q = (5 a7 20) L/min U=6% > , lfgéh%!ik ;‘%’21‘,‘-* & .*Tabﬂzfat",‘%
. , = (20 a3 50) L/mi U=3.8% orovnanie /624 a 63 3.9 /|, v laboratériu
6 Pnetokomel:y pl){nnych, Q = (20 az 50) L/min o s etalénovym KPFKZ SR pre’ ', | alebo na
kvapalnych latok voda _ prietokomerom {| plavakove  Li|" | mieste]
Q=(2az6,5) L/min U=5,6% prigtekomery'2000 | 7
Q= (6,5 az20) L/min U=2,6% (PL-MKS-034)-~ a2
POZNAMKY: W ONAS
Q — prietok ?
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Priloha k rozhodnutiu &. 140/6664/2017/1 a k Osvedéeniu o akreditacii ¢, K-058 zo diia 31.01.2017

Priloha je neoddelitelnou sicastou
uvedeného osvedcenia

Zavedené metody
Druh meradla, Rozsirena 5
:E meracieho Meraci rozsah neistota U/ st ]
S prostriedku (*k=2) Druh/Princip Oznadenie Specifikacie
7 | €4-J00 — Cas a frekvencia
KP
6.1.2/02/10/N
CMS Digitalni o
Porovnanie staplky, 2010 vl::l})lgrr;t(gfiu
7 Kalibracia meradiel éasu Merany ¢as (0,35 +2,5:10° 1) s o KP 6.1.2/01/13
s etalonom EMS alebo na
Mechanické mieste
stopky, 2013
(PI -MKS-029)
POZNAMKY:
T — cas v sekundach
8 | CA2-E00 — Hmotnost’
2. tr. presnosti
do 150 kg 1-10° -M Kalibracia
STN EI];JP45 501 wieeadiel
3. tr. Presnosti hmotnosti
do 2 000 kg 310° M Priamym 2'1%(1:/11/504! N | hamieste
R Vahy s neautomatickou do 6 000 kg 5107 M zatazenim s Vih
¢innost'ou do 12 000 kg 8:10° M etalonovym . neautom};lticko Kalibracia
do 22 000 kg 110 M zavazim B meradiel
u ¢innostou, h .
2004 motnosti
4. tr. presnosti (Pl -MKS-003) v laboratoriu
do 2 000 kg 2107 M do 500 kg
do 22 000 kg 310" M
POZNAMKY:
M - hmotnost
Specifikdcia ¢innosti kalibraéného laboratéria vykonavajiiceho merania.
Zavedené metody
,% Rozsirena Ostataz
:2- Merang veliciug Meraclxocssh ne(::io;a)U Druh/Princip Oznadenie $pecifikacie
Podtlak
(-90 az 0) kPa 0,29 kPa Merani :
Pretlak g(rigma r]:a m1cl§;tc,
(0 a2z 7) kPa 0,005 kPa e
(7 a2 70) kPa 0,05 kPa Meranie Naneficla e
I Tlak (0 az 140) kPa 0,17 kPa kalibrovanym PI-MKS-030 D s
(140 aZ 70 000) kPa 0,13 % MH tlakomerom O i
Absolitny tlak . “‘?E“’ry: e |
istribu¢né, skladové;
(60 az 110) kPa 0,29 kPa ’ ’
(10 a2 500) kPa 0,5 kPa Komory
(500 az 70 000) kPa | 0,1kPa +0,13 % MH
(-40 az 400) °C 02°C
(400 az 550) °C 0,25 °C
(550 az 1 000) °C 1.6°C Meranie I ——
(1 000 az1150)°C 1,8°C kalibrovanymi alebo e micste
(1 150 az 1 200) °C 2320 meradlami teploty B ~ Napriklad:
e Y 1) oY natetialy; wyrobky,
2 Teplota (((‘)2:;220%)) O(é %(3) Og PI-MKSA001 | \Erpcegy‘; priestory
(200 az 400) °C 23°C s [ \rebnd, disibucne,
(400 a7 550) °C 2.6°C Meranie Sk?}‘};’]‘;iteplfzx’:e
(550 az 600) °C 2:9:°0] kalibrovanymi \ 'te“xlét“n e %,
(600 az 700) °C 3.5°C bezdotykovymi \lepiinych Xom
(700 az 800) °C 4.0°C meradlami teploty ‘
(800 az 900) °C 43°C
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Priloha k rozhodnutiu ¢. 140/6664/2017/1 a k Osved¢eniu o akreditacii ¢. K-058 zo dia 31.01.2017

Priloha je neoddelitelnou sucastou
uvedeného osvedcenia

MH — merand hodnota

= Zavedené metédy
= Rozsirena Ostatné
° Merana veli¢ina Meraci rozsah neistota U = <
S Druh/Princip Oznacenie Specifikdcie
= (k=.2.)
3.1 Jednosmerné napitie 0,04 mV + 1000V 0,01 mV
Striedavé napitie . Meranie
32 10 Hz + 20 kHz e L IO G kalibrovanymi Meranie v stalom
33 Jednosmerny prud 0,001 mA +20 A 0,005 mA meradlami PI-MKS-031 laboratériu alebo na
Striedavy prad ) prislusnych mieste
ol 20 Hy + 10 kH GRES A~ 20 20! & elektrickych veliin
3.5 Elektricky odpor 1 Q=+ 100 MQ 0,02 Q
Meranie
jednoﬁéelovych (0,5 a\? 50) mm (0,62 + 1,5L) pm Meranie Meranie
nastavovacich (50 az 500) mm (0,8 +3-L)um kalib e PI-MKS-011 lab o
, . alibrovanymi v laboratériu alebo na
a kontrolnych (0,5a22)m (13 + 1,5L) pm P diiky et
4 meracich pripravkov, (2az30)m (40 +27-L) pm
dizky
; Porovnavacia krokova Mer:anie
Rovinné plochy 20x I)m (4+4.L)y pm metéda PI-MKS-010 | v laborat().nu alebo na
mieste
Meranie vlihkosti
napriklad:
Meranie priestory vyrobné,
5 Vlhkost (5az95)% RV 4.5%RV kalibrovanym PI-MKS-033 skladové, pracovné,
vlhkomerom distribu¢né, Zivotné;
Charakterizacia
komor
Plyn - dusik, vzduch _ .
0 = (5 a2 50) L/min H=4.0% Meranie Meranis netetoku
6 Prietok Kvapalina - voda kalibrovanym PI -MKS-034 o m{;m
0= (2 az 20) L/min U=28% prietokomerom
0 = (6.5 a7 20) L/min
Meranie Meranie Casu
7 Cas Merany cas 04s kalibrovanymi PI -MKS-029 | v laboratoriu a/alebo
stopkami na mieste
V laboratériu alebo
. Miilia na mieste
8 Hmotnost do 22 000 kg 2:10° -M kalib h PI -MKS-003 do 500 kg;
alibrovanou vahou
Nad 500 kg na mieste
POZNAMKY:
M — hmotnost
Q — prietok
RV — relativna vihkost
L —dizka

* ek




